TESTER INDUKCYJNOSCI.

Przystawka oscyloskopowa do wysokopradowych pomiaréw indukcyjnosci.
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WPROWADZENIE

W  praktyce inzyniera elektronika/elektrotechnika zachodzi
potrzeba projektowania, wytwarzania, weryfikacji, wzglednie identyfikacji
parametrow cewek. Dostepne w sprzedazy mostki RLC nie zapewniajg (na
0got) pomiaru parametréw wysokopragdowych. Prezentowany tester
umozliwia:

a) pomiar indukcyjnoSci;

b) pomiar pradu nasycenia;

c) posrednig ocene/pordwnanie parametrow materiatu
magnetycznego;

d) orientacyjng ocene parametrow termicznych.

Opisane urzadzenie wykonane zostato we wtasnym zakresie. Praktyka

uzytkowa potwierdzita jego przydatno$¢ oraz satysfakcjonujaca
doktadno$¢ pomiarows.
Funkcjonowanie przystawki opiera sie na podaniu napieciowego

wymuszenia Heaviside’a i obserwacji, za pomoca oscyloskopu, przebiegu
pradu w badanej indukcyjnoscii W omawianym ukladzie napiecie
podawane jest za pomoca tranzystora HEXFET, a obserwacja pradu
odbywa sie poprzez rejestracje napiecia na boczniku w obwodzie badanej
indukcyjnos$ci. Uktad kluczowania tranzystora zrealizowany na dwodch
timerach ‘555. Procedura pomiaru sprowadza sie do doboru nastawy
warto$ci napiecia zasilajacego badang indukcyjno$¢ oraz parametréow
czasowych kluczowania tranzystora.

BUDOWA
Urzadzenie zabudowano w pudetku z laminatu miedzianego.
Szczegbély budowy przedstawiono na rys. 1. Ptytka drukowana, obudowa,
opisy na panelu czotowym wykonane zostaly maszyng CNC. Zastosowano
komponenty o dobrej jakoSci (podstawki precyzyjne, potencjometr
cermetowy, profesjonalne zilagcze BNC) - elementy te decyduja o
funkcjonalno$ci catego urzadzenia.

Schemat przystawki przedstawiono na rys. 2. Jest to zaadaptowana
kopia rozwigzania przedstawionego na stornie internetowej pod adresem:
elm-chan.org/works/Ichk/report.html. Analogiczne rozwigzanie

przedstawione byto w numerze 4/1993 ,Elektronik Hobby”, przy czym
opracowano je na podstawie ED 8/1989.

Uktady IC1 i IC2Z - timery ‘555 pracuja w podstawowej konfiguracji.
Tranzystor T1 odpowiedzialny jest za ograniczenie warto$ci maksymalnej
pradu badanej indukcyjnosci (ok. 65A).

Rys. 1. Widok na tester indukcyjnosci, szczeg6ty budowy.

POMIARY
Pomiary indukcyjno$ci wykonywac nalezy dla ,ptaskiej”, liniowej
czesSci charakterystyki pradu.
Indukcyjno$¢ moze by¢ wyznaczona z zaleznoSci:
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Rys. 2. Schemat przystawki.

Dobor elementéw aktywnych podyktowany byt aktualng dostepnoscia.

Jako ztacza X1, X2, X3 zastosowano ztgcza ARK, przy czym dla X1 i X2 zastosowano po trzy

zaciski, utatwiajac badanie indukcyjnosci o réznych gabarytach.

Rezystor R7 musi charakteryzowac sie niska tolerancjg doktadnosci wykonania np. 1%.
Powinien to by¢ element bezindukcyjny.

Potaczenie R7 ze ztgczem BNC wykonane przewodem ekranowanym.
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Nasycenie rdzenia ok. 4,7A
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CH1 20.0mY 10.00us Delay53.20us
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CH1 100m¥V

Delay-3.040us

20 zwojow na rdzeniu RP-
25x15x12-AN100H

Pomiary:

UZAS=2 1,3V

Wysoka przenikalnos¢
rdzenia y, indukcyjnos¢ po
nasyceniu

L=2puH

Aktywne ograniczenie
pradu.
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b0 o001 Jednakowa czuto$¢ dla pradu
I ' ' ' ' ' T ' ' ' ' ' jak w poprzednim
przypadku (10A/dz.).

1 Mozliwo$¢ poréwnania
podstawowych parametrow
4 materiatu rdzenia.
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